
































专利名称(译) 用于执行片单元测试的有机发光显示装置和母基板及其测试方法
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外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

有机发光显示装置，母基板和测试方法技术领域本发明涉及有机发光显
示装置，母基板和测试方法，其中通过将测试信号直接提供给显示区域
而不是通过数据分配器来执行薄片单元测试。有机发光显示装置包括：
显示区域，包括耦合到扫描线和数据线的像素;扫描驱动器，用于向扫描
线提供扫描信号;用于向输出线提供数据信号的数据驱动器;数据分配器，
用于向数据线提供数据信号;晶体管组包括晶体管，每个晶体管耦合到一
条或多条数据线;第一导线组和第二导线组，其中包括在第一导线组和第
二导线组中的导线之一耦合到晶体管组中的各种晶体管的栅极电极。
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